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TESTER TRANZYSTORÓW TYP 2714

PRZEZNACZENIE
Tester przeznaczony jest do kontroli trzech podstawowych parametrów tranzystorów bipolarnych n-p-n I 
p-n-p małej, średniej oraz dużej mocy w jednym automatycznym cyklu pomiarowym. Wynik testu daje odpo­
wiedź na pytanie, czy parametry tranzystora badanego mieszczą się w zadanych przedziałach wartości, sygna­
lizacja DOBRZE-ŹLE.
Kontrolowanymi parametrami są:
-prąd zerowy kolektora

-napięcie przebicia U/BR/CER > / u CES • UCE<V 
- współczynnik wzmocnienia prądowego h j j g  .

Tester jest szczególnie przydatny do selekcji, kontroli dostaw, kontroli przed montażem itd. tranzystorów bi­
polarnych. Ponadto tester może być używany do pomiaru prądu wstecznego (Ig ) i napięci» przebicia (U^> 
diod półprzewodnikowych oraz napięcia diod Zenera (Uz).

DANE TECHNICZNE
Pomiar prądu zerowego kolektora lęg©

wartość graniczna lęg o g r 
dokładność pomiaru 
warunki pomiaru

Pomiar napięcia przebicia U/BR/CER • 

wartość graniczna U/UR/gr 
dokładność pomiaru 
warunki pomiaru

Pomiar współczynnika wzmocnienia prądowego h j |  g
wartości graniczne •

dokładność pomiaru 
warunki pomiaru

czas trwania testu 
zasilanie
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